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Edmund Optics Beam Profiler 4M, #11-045

Produkt#11-045 4 In Stock
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Mengenrabatte

Stk. 1-4 €6.450,00 stlckpreis
Stk. 5+ €5.805,00 stlickpreis
Need More? Angebotsanfrage

@ Preise exkiusiv der geltenden Mehrw ertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Mitgelieferte Filter:
Neutral Density, OD 4.0 (x1)

Eingangsstrahlbedingungen:
Mnimum 55um (10 x 10 pixels)

Software:
USB Included

Physikalische und mechanische Eigenschaften


http://www.edmundoptics.de/contact-support/
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://www.edmundoptics.de/c/optics/602/
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://www.edmundoptics.de/c/schott/1311/
javascript:void(0);
http://www.edmundoptics.de/c/fiber-optics/623/
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://www.edmundoptics.de/c/ibs-ion-beam-sputtering-coated-optics/1280/
http://www.edmundoptics.de/c/diffractive-optical-elements-doe/1348/
http://www.edmundoptics.de/c/new-optics/790/
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://www.edmundoptics.de/c/laser-optics/754/
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://www.edmundoptics.de/c/laser-beam-shaping/1220/
http://www.edmundoptics.de/c/laser-beamsplitters/762/
http://www.edmundoptics.de/c/laser-microscopy/1221/
http://www.edmundoptics.de/c/crystals-isolators/1214/
http://www.edmundoptics.de/c/laser-polarization/760/
http://www.edmundoptics.de/c/laser-prisms/761/
http://www.edmundoptics.de/c/new-laser-optics/819/
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://www.edmundoptics.de/c/optomechanics/604/
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://www.edmundoptics.de/c/new-optomechanics/789/
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://www.edmundoptics.de/c/microscopy/625/
javascript:void(0);
http://www.edmundoptics.de/c/techspecr-120i-plan-apo-infinity-corrected-objectives/1494/
http://www.edmundoptics.de/c/mitutoyo/963/
http://www.edmundoptics.de/c/olympus/945/
http://www.edmundoptics.de/c/nikon/948/
http://www.edmundoptics.de/c/zeiss/1359/
http://www.edmundoptics.de/c/automated-upright-microscopes/1493/
http://www.edmundoptics.de/c/infinity-corrected-objectives/629/
http://www.edmundoptics.de/c/finite-conjugate-objectives/708/
http://www.edmundoptics.de/c/reflective-objectives/709/
javascript:void(0);
http://www.edmundoptics.de/c/microscopy-cameras/773/
javascript:void(0);
http://www.edmundoptics.de/c/microscope-systems/628/
javascript:void(0);
http://www.edmundoptics.de/c/modular-zoom-lenses/1007/
http://www.edmundoptics.de/c/microscopy-targets/1209/
http://www.edmundoptics.de/c/reticles-stage-micrometers/707/
javascript:void(0);
http://www.edmundoptics.de/c/eyepieces/704/
http://www.edmundoptics.de/c/relay-lenses-couplers/705/
http://www.edmundoptics.de/c/pocket-direct-microscopes/706/
javascript:void(0);
http://www.edmundoptics.de/c/new-microscopy/791/
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://www.edmundoptics.de/c/lasers/606/
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://www.edmundoptics.de/c/optical-amplifiers/1558/
javascript:void(0);
http://www.edmundoptics.de/c/laser-mechanics/983/
http://www.edmundoptics.de/c/laser-accessories/1276/
javascript:void(0);
http://www.edmundoptics.de/c/new-lasers/792/
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://www.edmundoptics.de/c/imaging-lenses/1000/
javascript:void(0);
http://www.edmundoptics.de/c/telecentric-lenses/1003/
http://www.edmundoptics.de/c/m12-smount-lenses/1005/
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://www.edmundoptics.de/c/liquid-lenses/1351/
http://www.edmundoptics.de/c/ruggedized-lenses/1349/
http://www.edmundoptics.de/c/cinema-production-and-advanced-photography/1459/
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://www.edmundoptics.de/c/cameras/1012/
http://www.edmundoptics.de/c/usb-cameras/1013/
http://www.edmundoptics.de/c/gigabit-ethernet-cameras/1016/
http://www.edmundoptics.de/c/scientific-cameras/1553/
http://www.edmundoptics.de/c/flir/1402/
http://www.edmundoptics.de/c/teledyne-dalsa/1401/
http://www.edmundoptics.de/c/teledyne-lumenera/1405/
http://www.edmundoptics.de/c/teledyne-photometrics-cameras/1565/
http://www.edmundoptics.de/c/allied-vision/1399/
http://www.edmundoptics.de/c/basler/1400/
http://www.edmundoptics.de/c/ids-imaging/1403/
http://www.edmundoptics.de/c/lucid-vision-labs/1404/
http://www.edmundoptics.de/c/pixellinkr/1406/
http://www.edmundoptics.de/c/jai-cameras/1489/
javascript:void(0);
http://www.edmundoptics.de/c/thermal-cameras/1551/
http://www.edmundoptics.de/c/nir-cameras/1407/
http://www.edmundoptics.de/c/camera-accessories/1020/
http://www.edmundoptics.de/c/analog-cameras/1017/
http://www.edmundoptics.de/c/firewire-cameras/1014/
http://www.edmundoptics.de/c/imaging-systems/1023/
http://www.edmundoptics.de/c/new-cameras/1025/
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://www.edmundoptics.de/c/lights-and-illumination/605/
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://www.edmundoptics.de/c/spectroscopy-lighting/1436/
javascript:void(0);
http://www.edmundoptics.de/c/other-light-sources/1437/
javascript:void(0);
http://www.edmundoptics.de/c/new-illumination/793/
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://www.edmundoptics.de/c/test-targets/1099/
http://www.edmundoptics.de/c/resolution-test-targets/1100/
http://www.edmundoptics.de/c/distortion-test-targets/1101/
http://www.edmundoptics.de/c/image-analysis-stage-micrometers/1102/
http://www.edmundoptics.de/c/color-gray-level-test-targets/1103/
http://www.edmundoptics.de/c/usaf-targets/1390/
http://www.edmundoptics.de/c/ronchi-rulings/1391/
http://www.edmundoptics.de/c/reticles/1392/
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://www.edmundoptics.de/c/testing-detection/1104/
http://www.edmundoptics.de/c/optical-metrology/1427/
javascript:void(0);
http://www.edmundoptics.de/c/detectors/1105/
http://www.edmundoptics.de/c/amplifiers/1106/
http://www.edmundoptics.de/c/light-meters/1107/
javascript:void(0);
http://www.edmundoptics.de/c/scratch-dig-roughness-standards/1109/
http://www.edmundoptics.de/c/measurement-tools/1110/
http://www.edmundoptics.de/c/active-optical-components/1111/
http://www.edmundoptics.de/c/new-testing-detection/1112/
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://www.edmundoptics.de/c/lab-production/626/
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://www.edmundoptics.de/c/general-tools/641/
http://www.edmundoptics.de/c/adhesives/644/
http://www.edmundoptics.de/c/acktar-blackened-products/1277/
http://www.edmundoptics.de/c/blackout-material/973/
http://www.edmundoptics.de/c/uv-curing-equipment/1302/
http://www.edmundoptics.de/c/storage/974/
http://www.edmundoptics.de/c/lab-kits/1199/
javascript:void(0);
http://www.edmundoptics.de/c/magnets/691/
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://www.edmundoptics.de/c/shop-by-application/1520/
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://www.edmundoptics.de/c/thermal-cameras/1551/
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://www.edmundoptics.de/c/popular-brands/1366/
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://www.edmundoptics.de/c/acktarr/1379/
http://www.edmundoptics.de/c/adloptica/1380/
http://www.edmundoptics.de/c/advanced-illumination/1381/
http://www.edmundoptics.de/c/basler/1542/
http://www.edmundoptics.de/c/ccs/1500/
http://www.edmundoptics.de/c/dolan-jenner/1385/
http://www.edmundoptics.de/c/everix/1458/
http://www.edmundoptics.de/c/hoya/1387/
http://www.edmundoptics.de/c/ids-imaging-development-systems/1378/
http://www.edmundoptics.de/c/infinity-photo-optical-company/1377/
javascript:void(0);
http://www.edmundoptics.de/c/jenoptik/1513/
http://www.edmundoptics.de/c/lightpath-optical-components/1352/
http://www.edmundoptics.de/c/lucid-vision-labst/1376/
http://www.edmundoptics.de/c/mitutoyo/1374/
http://www.edmundoptics.de/c/norland/1457/
http://www.edmundoptics.de/c/ocean-optics/1550/
http://www.edmundoptics.de/c/optotune/1367/
http://www.edmundoptics.de/c/richardson-gratingstrade/1372/
http://www.edmundoptics.de/c/scannermax/1512/
http://www.edmundoptics.de/c/schott/1311/
http://www.edmundoptics.de/c/tmc/1566/
http://www.edmundoptics.de/c/ultrafast-innovations/1409/
http://www.edmundoptics.de/c/zaber/1485/
http://www.edmundoptics.de/c/zeiss/1370/
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://www.edmundoptics.de/c/new-products/788/
http://www.edmundoptics.de/c/new-optics/790/
http://www.edmundoptics.de/c/new-laser-optics/819/
http://www.edmundoptics.de/c/new-optomechanics/789/
http://www.edmundoptics.de/c/new-lasers/792/
http://www.edmundoptics.de/c/new-microscopy/791/
http://www.edmundoptics.de/c/new-imaging-lenses/1024/
http://www.edmundoptics.de/c/new-cameras/1025/
http://www.edmundoptics.de/c/new-illumination/793/
http://www.edmundoptics.de/c/new-testing-detection/1112/
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://www.edmundoptics.de/c/clearance-products/787/
http://www.edmundoptics.de/c/clearance-laser-optics/1433/
http://www.edmundoptics.de/c/clearance-optics/836/
http://www.edmundoptics.de/c/clearance-optomechanics/835/
http://www.edmundoptics.de/c/lasers/838/
http://www.edmundoptics.de/c/microscopy/837/
http://www.edmundoptics.de/c/clearance-imaging-lenses/1048/
http://www.edmundoptics.de/c/clearance-cameras/1049/
http://www.edmundoptics.de/c/clearance-illumination/839/
http://www.edmundoptics.de/c/clearance-test-targets/1126/
http://www.edmundoptics.de/c/clearance-testing-detection/1125/
http://www.edmundoptics.de/c/clearance-lab-production/933/
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://www.edmundoptics.de/c/recertified-products/786/
http://www.edmundoptics.de/c/recertified-optics/882/
http://www.edmundoptics.de/c/recertified-optomechanics/881/
http://www.edmundoptics.de/c/recertified-lasers/884/
http://www.edmundoptics.de/c/recertified-microscopy/883/
http://www.edmundoptics.de/c/recertified-imaging-lenses/1072/
http://www.edmundoptics.de/c/recertified-cameras/1073/
http://www.edmundoptics.de/c/recertified-illumination/885/
http://www.edmundoptics.de/c/recertified-lab-production/939/
http://www.edmundoptics.de/capabilities
http://www.edmundoptics.de/knowledge-center/
http://www.edmundoptics.de/events
http://www.edmundoptics.de/company/
http://www.edmundoptics.de/tools/quote
http://www.edmundoptics.de/products/product-selection-tools#custom
http://www.edmundoptics.de/products/product-selection-tools
http://www.edmundoptics.de/promotions/
http://www.edmundoptics.de/my-account/login
http://www.edmundoptics.de/contact-support/
http://www.edmundoptics.de/my-account/login
http://www.edmundoptics.de/cart
http://www.edmundoptics.de/f/edmund-optics-beam-profiler/14916/
http://www.edmundoptics.de/#
javascript:;
javascript:;
http://www.edmundoptics.de/tools/quote?addByStockNo=11-045
http://www.edmundoptics.de/saved-list/?addStockNumber=11-045
http://www.edmundoptics.de/saved-list/?addStockNumber=11-045
http://www.edmundoptics.de/saved-list/?addStockNumber=11-045

Gréfe (mm):
61x81.1x19.7

Gewicht (g):
138¢g

Genauigkeit GroRe:
Contact us

Optische Eigenschaften

Strahldurchmesser, 1/e2 (mm):
55um - 11mm

Wellenlangenbereich (nm):
350-1150

Spektralbereich:
350 to 1150 nm

CW Sittigung:
10 Wicm2 (at 1064 nm with ND4 filter)

Sattigung Puls:
0.03 mJ/cm2 without ND filters. 0.1 J/icm2 with filter

Peakintensitét:
Auto adjusted to 85% of camera saturation level

Zerstorschwelle, laut Design: [
0.1 Jlem2 @ 1064 with ND4 filter

Minimale Anregung, gepulst:
External trigger recommended for repetition rates

below 250 Hz
Strahldurchmesser (um):
55um - 11mm
Sensor
Bildrate (fps):

6.20 (at full frame)

Pixelgrdfe, h x v (um):

55x55
Pixel (hx v):
2048 x2048 (4.2 MegaPixel)
Sensorflache, hx v(mm):
11.3x11.3
Gamma:
N/A
Sensorformat:
"
Bildrate:
6.2 Hz4.2 MPixel (Full frame), 32 Hz0.066 Mpixel
(256 x256)
Belichtungszeit:
0.06 to 200 ms

Elektronische Spezifikationen

Signal-Rausch-Verhltnis (dB):
1000:1 (60 dB)

Verstérkung (dB):
User Adjustable
Rauschspitze (n\W/cm?):
Contactus
Pulstrigger:
1.1t0 24V, rising edge
Maximale Leistung (W):

1 Wwith ND filter

Anschlussmdglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Computerschnittstelle:
Displays: 2D, 3D, XY and Beam Tracking
Dia. Definitions: D4g, 1/e2 (13.5%), FWHM (50%),
86% of the aperture, Buffer Controls: Open File,
Sawve Current Data, Save All Data, Previous/Next
Image, Clear, Animate, Report: 2D, 3D, XY,
Measures and Parameters.
Print screen tool in BMP (2D and 3D)

Betriebssystem:
Windows

Gewinde & Montage

Mount:
1"x32 TPI (C-Mount)

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
180 28


http://www.edmundoptics.de/knowledge-center/application-notes/lasers/different-types-of-lidt-specifications/

Konformitat mit Standards

RoHS 2015:
Konform
Konformitatszertifikat:
Anzeigen
Reach 242:
Konform

Produktdetails

e Hohe Auflésung fiir genaue Messungen von Strahlprofilen mit kieinem Durchmesser
o Grof¥flachiger Sensor fiir die Messung von Strahlprofilen mit groRem Durchmesser
o USB 3.0 fiir héchste Ubertragungsgeschwindigkeiten

Edmund Optics® Strahlprofilmessgeréte erméglichen die Messung einer Vielzahl von Laserstrahlgréen und liefern Informationen zur Optimierung des Betriebs von Lasersystemen. Diese Laserstrahlprofilmessgeréte zeichnen
sich durch grof3flachige Sensoren mit einer hohen Aufiésung aus und ermdglichen eine genaue Profilmessung fiir Laserstrahlen mit kieinem und gro3em Durchmesser. Die Strahlprofilmessgeréate sind in zwei Gré3en erhéltlich
und besitzen ein 1”x32-Gewinde fiir die Montage, was sie mit C-Mount-Zubehérteilen kompatibel macht. Die Edmund Optics Strahlprofilmessgeréte verfligen tUber einen externen Trigger zur Synchronisierung der Kamera mit
gepulsten Lasern und sind auRerdem mit USB 2.0 und 3.0 kompatibel, sodass sie eine der héchsten Ubertragungsgeschwindigkeiten in der Branche bieten. Zum Lieferumfang aller Strahlprofilmessgeréte gehért auch eine
intuitive Software fiir die Strahlanalyse mit mehreren Anzeigeoptionen (2D, 3D und XY) sowie umfangreichen Steuerungsfunktionen wie Hintergrundsubtraktion und Gaul3-Fit.

Bitte beachten Sie: Softwaretreiber zum Download verfligbar. Produkt ist kompatibel mit LabVIEW.


http://www.edmundoptics.de/document/download/396273
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